
B8751_1, M8220−1, B4_31_1, N=4_31_1

L / ∆ L = L / | L2 − L1 |

Schwellen
0,1 s
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B8751_2, M8220−2, B4_31_2, N=4_31_2

L / ∆ L = L / | L2 − L1 |

Schwellen
0,1 s
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B8751_3, M8220−3, B4_32_1, N=4_32_1

L / ∆ L = L / | L2 − L1 |

Schwellen
0,1 s
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B8751_4, M8220−4, B4_32_2, N=4_32_2

L / ∆ L = L / | L2 − L1 |

Schwellen
0,1 s
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Ag100−5

ln V=[c·λ−c·555]2
experimentell-CIE

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

relative Empfindlichkeit

P, D, T, V, V’
PVDT V’ Modell  λ 
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0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

 
Ag100−6

ln V=[c·λ−c·555]2
experimentell-CIE

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

log (relative Empfindlichkeit)

log [ P, V, D, V’ , T ]
PVDT V’ Modell  λ 

400 500 600 700

 −2
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   0

 
Ag100−7

Spektrale Empfindlichkeiten s 
von Rezeptorsystemen P, D, T,V,V’
u=λ=Wellenlänge; u=ν=Frequenz
s(u )  =  e−u2

      e=2,7183      ν=1/λ

Modell λ:  u = −−−−155,5(λ−λ0)

Modell ν:  u = 5550 (ν−ν0)

Maxima λ0 von P, D, T, V, V’  in
Nanometer: 570, 545, 450, 555, 505

 

 
Ag100−8

Spektrale Sättigungen p(=Purity)
von Rezeptorsystemen P, D, T,V,V’
u=λ=Wellenlänge; u=ν=Frequenz
s(u )  =  e−u2

i =2/5; j =3/5    ν=1/λ

Modell Y: p =−−−−−−−−−−−−−−−−−−s(P, D, T, )
i s(P) + j s(D )

Modell V: p =−−−−−−−−−−−−−−−−−−s(P, D, T, )
s(V )

Modell U: p =−−−−−−−−−−−−−−−−−−s(P, D, T, )
e[ i ln ( P)+ j ln ( D ) ]

 
Ag101−1

ln V=[d/λ−d/555]2
experimentell-CIE

λ /nm

ln P=[d/λ−d/570]2
lnD=[d/λ−d/545]2
ln T =[d/λ−d/450]2

relative Empfindlichkeit

P, D, T, V, V’
PVDT V’ Modell  ν 

400 500 600 700
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

 
Ag101−2

ln V=[d/λ−d/555]2
experimentell-CIE

λ /nm

ln P=[d/λ−d/570]2
lnD=[d/λ−d/545]2
ln T =[d/λ−d/450]2

log (relative Empfindlichkeit)

log [ P, V, D, V’ , T ]
PVDT V’ Modell  ν 

400 500 600 700

 −2
 
 −1
 
   0

 
Ag101−3

ln V=[c·λ−c·555]2

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

log (relative und Y-Empfindlichkeit)

Y=2/5P+3/5D
log [P, D, T, V, Y]

PVDT
Modell 

 λ 2/5

400 500 600 700

 −2
 
 −1
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Ag101−4

ln V=[c·λ−c·555]2

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

log (relative und U-Empfindlichkeit)

ln U=2/5lnP+3/5lnD
log [P, D, T, V, U]

PVDT
Modell 

 λ 2/5
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Ag101−5

ln V=[c·λ−c·555]2

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

log (relative Y-Sättigung)

Y=2/5P+3/5D
log { [P,D,T,V,Y] / Y}

Modell 
 λ 2/5

log (P / Y)

0,1 log (T / Y)

log (D / Y)

400 500 600 700

 −1
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Ag101−6

ln V=[c·λ−c·555]2

λ /nm

ln P=[c·λ−c·570]2
lnD=[c·λ−c·545]2
ln T =[c·λ−c·450]2

log (relative U-Sättigung)

ln U=2/5lnP+3/5lnD
log { [P,D,T,V,Y] / U}

Modell 
 λ 2/5

log (P / U)

0,1 log (T / U)

log (D / U)

400 500 600 700

 −1
 
   0
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Ag101−7

λ /nm

u

Adaptation: u = 0
uP=0,3
uD=−0,3

logarithmische U-Empfindlichkeit
U = (P×D)0,5

ln U= ( ln P+ln D) / 2
log [U, P, D ]

ln P=[c·λ−c·570]
2

lnD=[c·λ−c·545]
2

    −3,1 −1,1   0,9   2,9  0.0
555400 500 600 700
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Ag101−8

λ /nm

u

Adaptation: u = 0

uP=0,3

uD=−0,3

logarithmische U-Sättigung
U = (P×D)0,5

ln U= ( ln P+ln D) / 2
log [ (P/ U), (D/ U) ]

ln P=[c·λ−c·570]
2

lnD=[c·λ−c·545]
2

    −3,1 −1,1   0,9   2,9  0.0
555400 500 600 700
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Farbbuchserien: Farbskalierung und Farbschwellen Nr. 2
BAM-Prüfvorlage Ag10; Richter: Computergrafik und Farbmetrikinput: cmy0* setcmykcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/Ag10/L10G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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